Responsabil laborator: Conf.dr. Daniel Andreica (daniel.andreica@phys.ubbcluj.ro)

Laboratorul de analiza structurala

Difractometrul de raze X

Difractia de raze X este una dintre cele mai utilizate tehnici nondestructive pentru analiza
materialelor cristaline, oferind informatii despre structura cristalind, orientarea preferentiala a
cristalitelor sau textura probelor, dimensiunea medie a cristalitelor, tensiuni si defecte de
structura.
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La Institutul Ioan Ursu, in cadrul Laboratorului de analiza structurala avem o instalatie pentru
difractie prin raze X Bruker D8-X Advance complet computerizata care permite:

e Analize de rutina: identificarea fazelor cristaline

e Analize cantitative asupra puritatii fazelor si gradului de cristalizare

e Determinarea structurii cristaline prin analiza Rietveld

e Determinarea dimensiunilor cristalitelor prin metoda Scherrer sau analiza Tintregii
difractograme cu programe dedicate

o TInregistrarea difractogramelor la temperature in domeniul de temperature: 77- 1200 K



Microscopul metalografic

Microscopul metalografic din laboratorul nostru permite atat vizualizarea probelor masive cat si
sub forma de pulbere cu mariri de pana la 100 de ori. Microscopul este echipat cu o camera CCD
si diferite filtre de lumind, fiind capabil sa capteze imagini digitale. Aceste imagini pot fi
prelucrate ulterior folosind programe specializate. Folosind microscopul metalografic n
combinatie cu un program pentru prelucrarea imaginilor, putem determina prezenta diferitelor
faze in probe masive si dimensiunea, respectiv forma particulelor in probele sub forma de

pulbere.




